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[IpencraBnen  onTUYeCKUd  TEPMOPE(DICKTOPHBIM  METOA  HM3MEpPEHHUs  TEIIONPOBOAHOCTU
TOHKOIUIGHOYHBIX MarepuanoB. [lokazana cxema u3MepeHuss oOpasua U crnocod o00paboTku
9KCIIEPUMEHTAJIbHBIX IaHHBIX JJI pacueTa TEIJIONPOBOJHOCTH U3y4aeMOM CTPYKTYPBI.

TennonpoBoAHOCTh — OJIMH U3 Ba)KHBIX TapaMeTpoB Marepuana. OH UCIONIb3yeTCs, HaupuMmep, s
pacdeToB TEIJIOBBIX JAETEKTOpoB[l], cuctem TtemnooOMmMeHna u Jp. B KOHTEKcTe IETEKTOPOB
ONTUYECKOT0 M3IIy4eHHUs, OOpaslibl CEHCOPOB INPEACTABISIOT COOOH HAHOMETPOBBIC IUICHKU
METAJUIOB Ha IUANEKTPUUYECKOM MOI0KKe[2].

Jlnst u3MepeHHs AaHHBIX CTPYKTYp YAOOHO HCIHOJIB30BATh ONTHUYECKUE CIOCOOBI M3MEPEHUs, Tak
KaK: U3MepEeHHsI IPOUCXOIAT ObICTpee, JaHHBIE METO/IbI SABISIOTCS HEpa3pyIIAOUUMH U TpeOyeTcs
MUHHMaJbHasg o0paborka oOpasuma. K mnpumepy, ONTHYECKMMH CHOCOOBI  HM3MEPEHUs
TEIUIONPOBOAHOCTH SIBJISIIOTCSI TepMOPEQIIEKTOPHBIE METOIbl BO BpeMEHHOM[3]| min 4yacToTHO#[4]
obmactu. Ho i1 cOOpKkM yCTaHOBKM JJIsi HCCIIEAOBAaHUS TakuUM crocoOoM Tpelyercs
JOPOTOCTOSIIIIMM  JIa3ep CBEPXKOPOTKMX HMITYJIbCOB W MOTOPU3UPOBAHHAS JIMHUS 3aJEPIKKH,
KOTOpas yCIOKHSAET FOCTUPOBKY YCTaHOBKHU.

B nannHo#i pabore mpemiaraercsi HOBBIH TepMOpeQUIEeKTOPHBIA METOJ A u3MepeHus. B cxeme
YCTaHOBKH MCIIOJIB3YETCS [1BA JIA3€PHBIX JUOJA: OAUH I U3MEPEHMSI OTPAKEHHOIO U3IIYyYEHUsI OT
oOpa3ia, BTOpOil — Ui HarpeBa o0yiacTu uccienoBaHus[5]. DTo Ooiee MPOCTONW U JEHICBBIN
BapHUaHT JUIsl U3MEPEHHUS TETJIONPOBOIHOCTH TOHKUX 00Pa3II0B ONTHYECKUMH CIIOCOOaMU.
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